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16.Dynamic behaviour

7. Surface foam
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Trends:

• complexiteit
•systeemsysteem
•gebruik

• goedkoper
• kleiner
• hogere frequentie
• hogere drukken en temperaturen
• varieteit in antenne ontwerpen
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• 4—> 2 draads
• acceptatie pendulum
• voor vloeistoffen: vrij straals TDR
• vaste stoffen: TDR vrij straals.


